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Abkürzungen und Symbole

AREELS Angular Resolved Electron Energy Loss Spectroscopy
BIS Bremsstrahlung Isochromat Spectroscopy
CSPEELS Complete Spin Polarized Electron Energy Loss Spectroscopy
EELS Electron Energy Loss Spectroscopy
ESCA Electron Spectroscopy for Chemical Analysis
FSM Fermi Surface Mapping
FWHM Full Width at Half Maximum (Halbwertsbreite)
HREELS High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy
LEED Low Energy Electron Diffraction
MEED Medium Energy Electron Diffraction
PES PhotoElectronSpectroscopy
STM Scanning Tunneling Microscopy
UPS Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
XPD X-Ray Photoelectron Diffraction
XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy
XRR X-Ray Reflectometry

CF Crystal Field (Kristallfeld)
L Langmuir (1L=10-6 Torr⋅sec)
ML MonoLayer (Monolage)
TM Transition Metal (Übergangsmetall)
UHV UltraHochVakuum

↑ Spin-Up-Elektron
↓ Spin-Down-Elektron
α Streuwinkel zwischen einfallendem und gestreutem Elektronenstrahl (EELS)
ϕ Azimutalwinkel
φ Austrittsarbeit
ϑ Polarwinkel zwischen Probennormale und Eintrittsachse des Analysators
θ0 Winkel zwischen Elektronenkanone und Analysator
λ inelastische mittlere freie Weglänge
q|| Impulsübertrag parallel zur Oberfläche
σ Wirkungsquerschnitt
Γ irreduzible Darstellung (hier: A1g, A2g, Eg, T1g, T2g, A1, A2, B1, B2, E)
Ψ Wellenfunktion
Ω Raumwinkel

2S+1 Spinmultiplizität
3dn Besetzung der 3d-Schale
a Gitterkonstante
b Gitterkonstante im reziproken Raum
A, B, C Racah-Parameter
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C4v Punktsymmetriegruppe (z.B. einer quadratischen Pyramide)
Dq Kristallfeldparameter
∆E Energieverlust (EELS)
∆E3s Aufspaltung der 3s-Linie in der Photoemission
E0 Primärenergie (EELS)
Eb Bindungsenergie
EF Fermi-Energie
Ekin Kinetische Energie
f(Θ) direkte Streuamplitude
g(Θ) Austauschamplitude
�ω Photonenenergie
k0 Wellenvektor der Primärelektronen (EELS)
ks Wellenvektor der gestreuten Elektronen (EELS)

L-1 Ligandenloch
Oh kubische Punktsymmetriegruppe (eines Oktaeders)
p Sauerstoffpartialdruck
S, Sz Spinquantenzahlen
t Zeit
T Temperatur
Ylm Kugelflächenfunktion
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